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CryoBend — Soguk Bukme Test Cihazi

Bitimlu su yalitim membranlarinin sifir alti sicakliklarda bukme dayanimi testi. Hassas sub-zero sicaklik kontrold, hizli
sogutma sistemi, dokunmatik ekran arayuzii, saglam endustriyel yapi. Sicaklik araligi: -30°C'ye kadar. EN 1109
standardina tam uyumlu. Yapi malzemeleri, membranlar ve teknik tekstillerde gtivenilir sifir-alti dayanim testleri icin
kullanihr.

Model teknik verileri

1 Sicakhk arahgi: -30 °C ile +20 °C.

2 Sicaklik toleransi: 0,5 °C.

3 Sogutma sistemi: kompresorll, CFC icermeyen R404A sogutucu akigkan.
4 Yalitimli sivi sogutma banyosu ve standart bikme mandreli.

5 Dokunmatik ekran araytizu.

6 Glg: 220 V + %10.

7 Boyutlar (GxDxY): yaklasik 500 x 1100 x 600 mm.

8 Agirlik: yaklasik 85 kg.

Fiziksel ozellikler ve besleme

Elektrik beslemesi Gug: 220 V + %10.

Glg / bagh yuk Approx. 1500-3500 W; 6n boyutlandirma icin bagh yuk.

Cihaz dis olguleri Boyutlar (GxDxY): yaklasik 500 x 1100 x 600 mm.

Cihaz agirhgi Agirlik: yaklasik 85 kg.

Brit / sevkiyat agirhgi Approx. 118.5-131.2 kg brit; ambalaj pay! tahminidir.

Laboratuvar altyapisi Havalandirilan yerlesim; nemlendirme seceneginde aritiimis su ve drenaj. Ayri iklimlendirme

tesisati siparis kapsamina baghdir.
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Olgii sirasi ve yaklagik degerler satirda belirtilmistir. Ambalaj degerleri cihazin net éigii ve agirhgindan ayridir. Approx. satirlari muadil cihazlar
ve islev/kapasite esaslh 6n mihendislik tahminidir; dogrulanmis tretim 6lglisu veya standart zorunlulugu degildir. Kurulum ve sevkiyat, onayl
Uretim cizimi ve etiket degerleriyle kesinlestirilir. Tahmin kapsami: temel Urtin/tek unite; harici bilgisayar, tezgah ve yardimci tesisat haric.

Teknik 6zellikler, dlgller ve gui¢ gereksinimleri yaklasik olup sirekli tasarim iyilestirmeleri nedeniyle dnceden haber verilmeksizin degistirilebilir.

Urdnlerin teknik dzellikleri ve gorselleri, Gretim kosullarina ve ilgili standartlara gére degisiklik gosterebilir.

Test ve konfiglirasyon

Olgiilen cikti / islev Dusuk sicaklikta bikilme sonrasi gatlak degerlendirmesi

Metoda gore secilecek Sicaklk, mandrel gapi, kosullandirma ve biikme diizeni
parametreler

Dogrulama noktalari Sicaklik, mandrel ve hareket

Kontrol ve kayit sartnamesi
Ydénteme gore yazilim ve kayit gereksinimleri asagidadir. Teslim edilen yazilim modulleri siparis kapsaminda tanimlanir.
* Yontem kodu ve baskisi, numune kimligi, operator ve secilen deney parametreleri kayitla iligkilendirilir.

* Hesaplama ve bitis dlgutl, secilen deney metodunun surimdayle tanimlanir; cihaz sinyali ile operatér degerlendirmesi ayri
tutulur.

* Ham oOlgumler, birimler, gegerli/gecersiz deney isaretleri ve raporlanan sonug izlenebilir tutulur.

» Hesaplama, bilinen girdiler ve bagimsiz hesapla; sensor kanallari kalibrasyon degerleriyle kontrol edilir.

ilgili test metotlari

EN 1109

Listelenen metotlar uygulama referansidir. Uygunluk; donanim, metot baskisi ve kalibrasyon birlikte degerlendirilerek belirlenir.

incelenen yontemin deney parametreleri

Asagidaki degerler belirtilen kaynak baskisinin secilmis maddelerinden incelenmistir. Yeni baski ile esdegerlik veya bagimsiz cihaz
dogrulamasi beyani degildir.

EN 1109:1999 / TS EN 1109:2002 / 5

1 Sabit silindirler 20 + 0,1 mm, bikme mandreli 30 £ 0,1 mm capinda; 180° bikme i¢in hiz 360 + 40 mm/dk. Bu
yontemde banyo +20 ile -40 °C arasinda 0,5 °C hassasiyetle kontrol edilir.
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